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Příloha č. 1 Výzvy / Kupní smlouvy – Technická specifikace


	1. Název veřejné zakázky

	Skenovací elektronový mikroskop



	2. Identifikace účastníka zadávacího řízení

	obchodní firma:
	JEOL (EUROPE) SAS

	sídlo:
	1, Allée de Giverny, 78290, Croissy-sur-Seine, Francie

	IČO:
	652005257

	Včetně své organizační složky

	

	obchodní firma:
	JEOL (EUROPE) SAS – organizační složka

	sídlo:
	Karlovo náměstí 13, 121 35 Praha 2

	
	41691415



Výše označený účastník zadávacího řízení tímto čestně prohlašuje, že nabízený předmět plnění veřejné zakázky   splňuje všechny technické požadavky zadavatele uvedené níže pod jednotlivými body I., II., III., IV., a tyto jsou zahrnuty do nabídkové ceny.

ÚVOD
Předmět plnění veřejné zakázky: Je požadována dodávka Skenovací elektronový mikroskop
Dodaný systém musí zahrnovat níže specifikované součásti a dále všechny další komponenty, které jsou potřebné k dosažení níže uvedených technických specifikací.
Místo plnění: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, místnost: suterén budovy

I. MINIMÁLNI TECHNICKÉ POŽADAVKY
Dodané zařízení musí splňovat minimální technické parametry.
Nesplnění těchto parametrů bude důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení ze zadávacího řízení.
MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ANALYTICKÝ FEG SEM S PŘÍSLUŠENSTVÍM
1) Schottky FEG SEM s dlouhou životností emise (zdroje elektronů)
2) Detektory:
SEI detektor
In-lens BEI
BEI pro získání krystalografické a kompoziční informace
Minimální rozlišení v SEI:
(Rozlišení počítané dle ISO normy ISO/TS 24597)
Při 30kV min. 0,5 nm
Při 15kV min. 0,5 nm
Při 1 kV min. 0,7 nm 
Při 0,5 kV min. 0,9 nm
Zvětšení: min. 10x až 2.000.000x (při velikosti Polaroid filmu 128 mm x 96 mm)
3) Proud svazku:
- proud svazku > 500 nA při 30kV a 100 nA při 5kV po dobu více jak 48 hodin bez jakýchkoli změn hardwaru (například vyjmutí či vysunutí clony)
4) Eucentrický a kompucentrický stolek ve všech pracovních vzdálenostech
-Přesnost posuvu stolku musi být alespoň 1µm.
-Motorizace stolku musí být ve všech 5 osách
5) Mikroskop musí být vybaven airlockem o možnosti vložení vzorku o velkosti min. 100mm v průměru a výšce 45 mm
6) Ovládání pomocí myši, klávesnice a operačního panelu
7) Jedna barevná CCD kamera s rozlišením min. 4 MPix s hladkým propojením na motorizovaný stolek. Kamera musí být zabudovaná do ovládacího softvéru mikroskopu včetně GPS navigátoru a ukládáním souřadnic na vzorku.  Je požadován plynulý přechod od optického zobrazení k elektronovému zobrazení – vše zabudované do ovládacího SEM softvéru mikroskopu
8) Součástí musí být výsuvný SDD bezokénkový detektor 100mm2 pracující až do 30kV s detekovatelnými prvky od Li až po U
9) Požadované měřící funkce zabudované do SEM softvéru
-Funkce eucentrické rotace a image shift korekcí
-Funkce eucentrického otáčení a korekce směru posunu obrazu.
-Kompletní integrace EDS do grafického uživatelského rozhraní SEM – plná integrace systému EDS do operačního počítače a softwaru SEM včetně propojení funkcí SEM a EDS.
-Kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, čárová analýza
-Automatické vyhledávání spekter vytvořených uživatelem a extrakce těchto spekter na zobrazeném spektru
-Detekce částic na základě úrovně šedi (kontrast obrazu) v grafickém uživatelském rozhraní - pro rychlou analýzu EDS (kvalitativní, kvantitativní).
-Okamžitá analýza – pomocí jednoho kliku na SEM zobrazení se okamžitě zahájí získávání spekter a identifikace prvků.
-Funkce hloubky signálu - vestavěná funkce pro generování hloubky signálu vloženého do GUI
10) Je požadováno mapování s následujícími parametry
-Kvantitativní mapy
-Automatická korekce driftu v průběhu mapování
-Ukládání spekter pro všechny pixely a možnost off-line vytváření dodatečných map z prvků, které nebyly
předem definovány
-Automatická detekce oblasti zájmu - možnost při mapování zvolit automatický výběr oblasti dle tvaru částic
-Mapy s rozlišením alespoň 4000 x 3000 pixelů
-Možnost ukládání jednotlivých snímků, ze kterých je složená výsledná mapa umožňující studium změn vzorku v průběhu analýzy
-Možnost plné analýzy naměřených dat na jiném PC nezávisle na instalaci SEM
-Mapa přizpůsobení křivky (Zobrazení mapy po odstranění pozadí a provedení přizpůsobení křivky včetně použití této funkce na mapy čistého počtu i během měření)
ZETA faktor
11) Software pro správu dat a publikační software
12) Detekce proudu svazku
13) „STEM-IN SEM“ - zobrazování tenkých fólií o průměru ø 3 mm
14) Plasma cleaner
15) Dodávka a připojení spektrometru umožňující měření katodoluminscence (CL) a Ramanských spekter

Požadované parametry na funkce a vlastnosti
-Základna: Je požadován multimodální systém. Systém musí být schopen kombinovat více spektroskopií na jedné platformě: Na stejném reflexním optickém rozhraní musí být možné provádět měření Ramanovy, CL a PL spektroskopie bez nutnosti pohybu. Rozhraní musí kompletně motorizované a řízené softwarem.
-Propustnost: Je požadován systém s vysokým rozlišením a současně vysokou propustností f/6,1 pro optimální sběr fotonů a citlivost u Ramanova spektrometru
-Spektrální rozlišení: Spektrometr musí schopnost vysokého spektrálního rozlišení, pro přesnější analýzu tvaru pásma, frekvenční polohy a oddělení blízkých píků. Pro optimální spektrální výkon by měl mít přístroj ohniskovou vzdálenost alespoň 550 mm a spektrální rozlišení s laserem 532 nm v průměru 0,73 cm-1/pixel na pixel (26 mikronů) s mřížkou 1800 g/mm.
-Motorizovaný turret se 3 rošty: Systém by měl mít turret se třemi mřížkami, aby bylo možné provádět rychlá měření s nízkým a vysokým spektrálním rozlišením v různých vlnových délkách od UV až po NIR bez nutnosti manuálního zásahu.
-Napojení laserů: Systém musí umožňovat připojení minimálně 3 laserů k rozhraní a musí být plně motorizovaný.
-Porty detektorů:Spektrometr musí mít alespoň dva porty pro detektory, aby bylo možné systém konfigurovat se dvěma detektory současně. Tento systém se bude používat pro měření Ramanovy spektroskopie a PL a CL.
-Spectrograf: Všechny nastavitelné aspekty spektrometru musí být plně motorizované a řízené softwarem.Spektrometr musí mít zobrazovací a osovou konstrukci mřížky, aby se udrželo konstantní číslo f a kvalita obrazu pro maximální nezvýraznění a maximální optickou propustnost s vícekanálovým detektorem
-Řízení systému:Software založený na systému Windows 11. Software přístroje musí řídit e-paprsek nebo mapovací fázi a umožňovat pořizování hyperspektrálních snímků.Software musí rovněž umožňovat vizualizaci a matematickou manipulaci s hyperspektrálními snímky.
-Musí být možné vytvářet obrazy intenzity, polohy a šířky pásů. Není přípustné mít dva samostatné softwary pro sběr a zpracování dat.

16) Laser pro Ramanovu spektroskopii
- 532 nebo 633 nm laser s úzkou linií (1MHz), výkon minimálně 330mW
- edge a bandpass filtry pro vlnovou délku laseru
- nakaplování na spektrometr včetně vlákna a kapleru

II. Testy, zkoušky – požadavky, popis rozsahu a materiálů či vzorků:

Zadavatel nepožaduje (kromě standardních testů a zkoušek dodavatele nebo předepsaných výrobcem).




III. Podmínky – Doprava, instalace, zaškolení obsluhy zařízení, záruka:
· Dodávka bude uskutečněna na adresu zadavatele, na náklady dodavatele
· Podmínky instalace a zprovoznění zboží v místě plnění uvede dodavatel do své nabídky
· Zaškolení obsluhy musí proběhnout bezprostředně po instalaci, v rozsahu minimálně 3 pracovní dny a pro minimálně dvě osoby zadavatele v místě plnění
· Záruční a pozáruční servis přístroje by měl být, pokud možno, zajištěn v ČR a v místě sídla zadavatele. Není-li možné servis v místě sídla zadavatele zaručit, pak v případě záručního servisu, budou balné i doprava přístroje zajištěny dodavatelem včetně nákladů s tím spojených.

IV. Zásilka, obal, váha, přeprava do místa plnění
1. Doporučené rozměry a váha, 1 ks zásilky:
· Maximální rozměry 1 ks zásilky v přepravním obalu určené pro přepravu nákladním výtahem zadavatele: šířka 90 cm, hloubka 130 cm, výška 190 cm.
· Maximální rozměry zařízení po vybalení z přepravního obalu (1 samostatný kus) pro umístění do laboratoře: šířka 80 cm, hloubka 120 cm a výška 190 cm.
· Maximální doporučená hmotnost 1 ks zásilky v přepravním obalu pro přepravu nákladním výtahem: 480 kg.
[bookmark: _GoBack]2. Účastník zadávacího řízení podpisem tohoto dokumentu – Technické specifikace, prohlašuje, že jím dodávaný předmět plnění této veřejné zakázky splňuje požadavky pro účely manipulace se zásilkou v budově zadavatele uvedené v čl. IV. odst. 1., a pokud by zadavateli měly vzniknout jakékoli náklady spojené s dodáním předmětu plnění této veřejné zakázky do místa plnění, nabídková cena účastníka zadávacího řízení tyto případné náklady související s dodáním předmětu plnění veřejné zakázky do místa plnění, již zahrnuje.
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